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1 Alle 4 Produkte der Produktfamilie

Mikrometer mit verschiedenen Gittern, Standard

Produkt #58-607 4 In Stock

O 1 () esos”

+ WARENKORB

Mengenrabatte
Stk. 1-4 €505,00 stlickpreis
Stk. 5+ €480,80 stlickpreis

Need More? Angebotsanfrage

@ Rreise exKusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
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Physikalische und mechanische Eigenschaften
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Skaleneinteilung:
0.5mm (25um divisions), 1.0mm (50um divisions),
2.0mm (100pm divisions), 4.0mm (200um
divisions), angle grid (15° segments)

Grofe (mm):
254 x76.2
Dicke (mm):
1.50 £0.100
Toleranz GroRe (mm):
+0.100
Optische Eigenschaften
Substrat:

Chrome on Glass

Oberflachenqualitét:
60-40

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen
Reach 235:

Konform

PRODUKTDETAILS

e Bestimmung der Verzeichnung stark vergré3ernder Systeme
o Variante mit NIST Zertifikat verfligbar

Das Mkrometer auf einem Objekttréager verfugt tiber Gitter verschiedener Frequenzen, ideal zur Kalibrierung mikroskopischer Systeme. Die Gittergrof3en sind 0,5 mm (25 ym Einteilungen), 1,0 mm (50 ym Einteilungen), 2,0 mm
(100 um Einteilungen) und 4,0 mm (200 um Einteilungen). Das Mkrometer verfiigt auf3erdem ber ein Winkelgitter (15° Segmente). Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weifsem Opalglas verfugbar.
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